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LISTADO DE PRECIOS PUBLICOS 2012 (en euros)

2012

Concepto USE OPI EXT
Microscopios (uso autbnomo)
Hora microscopio electrénico barrido Philips XL30 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio electrénico barrido Jeol 6450LV 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio electrénico barrido alta resolucion Hitachi S5200 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio AFM/STM PicoPlus 2500 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio electrénico transmisién Philips CM10 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio electrénico transmisién Philips CM200 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio electrénico transmisién Hitachi H800 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio Olympus BX61 3,00 8,00 16,00
Hora microscopio confocal Leica TCS-SP2 10,00 25,00 50,00
Hora microscopio confocal Zeiss LSM 7 DUO 10,00 25,00 50,00
Microscopios (asistido por personal técnico)
Hora microscopio electronico barrido Philips XL30 asistido por personal técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio electronico barrido Jeol 6450LV asistido por personal técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio electrénico barrido alta resolucion Hitachi S5200 asistido por
personal técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio AFM/STM PicoPlus 2500 asistido por personal técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio electrénico transmisién Philips CM10 asistido por personal
técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio electronico transmisién Philips CM200 asistido por personal
técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio electrénico transmisién Hitachi H800 asistido por personal
técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio 6ptico Olympus BX61 asistido por personal técnico 23,00 58,00 116,00
Hora microscopio confocal Leica TCS-SP2 asistido por personal técnico 30,00 75,00 150,00
Hora microscopio confocal Zeiss LSM 7 DUO asistido por personal técnico 30,00 75,00 150,00
Preparacion de muestras
Punta AFM/STM estandar 35,00 35,00 50,00
Punta AFM/STM especial 50,00 50,00 70,00
Ud. [Amina mica 32,00 32,00 50,00
Hora pulidoras 6,00 14,00 27,00
Hora pulido Dimpler 9,00 22,00 44,00
Hora cortadoras y rectificadoras 6,00 14,00 27,00
Hora adelgazador i6nico PIPS 6,00 15,00 30,00
Hora adelgazador i6nico convencional 3,00 7,50 15,00
Muestra adelgazador electrolitico Tenupol 5 (por unidad) 22,00 56,00 111,00
Ud. lija de SiC 1,60 3,20 6,40
Ud. tela de pulido 4,20 9,50 19,00
Dia alquiler de platos con telas de diamante 23,00 58,00 116,00
Ud. Pasta de diamante (1 mm3 en Eppendorf) 1,50 3,00 6,00
Dia alquiler disco de corte de diamante de 6" 35,00 86,00 172,00
Dia alquiler disco de corte de diamante de 4" 30,00 60,00 120,00
Dia alquiler disco de corte de diamante de 3" 25,00 50,00 100,00
Ud. Evaporacion oro 11,00 29,00 59,00
Ud. Evaporacion carbén 5,50 15,00 29,50
Ud. Evaporacion otros 11,00 29,00 59,00
Ud. metalizado con sputtering 11,00 29,00 59,00
Ud. rejilla con colodién/holy-carbon 3,00 7,50 15,00
Ud. embutido en resina 5,00 15,00 30,00
10 Uds. rejillas sin soporte 4,00 10,00 20,00
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" "'Corte'semifino. temp. ambiente. vidrio. 1 porta 3,20 8,00 16,00
Corte semifino. temp. ambiente. diamante. 1 porta 6,30 16,00 32,00
Corte ultrafino. temp. ambiente. vidrio. 1 rejilla 5,30 13,00 26,00
Corte ultrafino. temp. ambiente. diamante. 1 rejilla 8,00 20,00 40,00
Fijacion por vapores de osmio 5,00 10,00 25,00
Inclusién temp. ambiente. 1 muestra (fijacion. deshidratacion. infiltracion.
polimerizacion) 34,00 84,00 168,00
Inclusiéon temp. ambiente. 1 muestra (deshidratacion. infiltracién. polimerizacion) 23,00 58,00 116,00
Inclusién temp. ambiente 1 muestra (infiltracién. polimerizacion) 12,50 32,00 64,00
Punto critico. 1 muestra (fijacién. deshidratacién. secado) 35,00 87,00 174,00
Punto critico. 1 muestra (deshidratacion. secado) 24,00 61,00 122,00
Punto critico. 1 muestra (secado) 13,50 35,00 69,00
Contratinciéon semifino. 1 porta 1,50 4,50 9,00
Contratincion simple ultrafino. 1 rejilla 3,00 8,00 16,00
Contratincién doble ultrafino. 1 rejilla 6,00 16,00 32,00
Hora ultramicrotomo (Leica UC7) 3,00 8,00 16,00
Hora ultramicrotomo (Leica Reichert Ultracut E) 15 3,75 7.5
Hora de microtomo (Leica RM2165) 15 3,75 7.5
Hora de deshidratador por punto critico (Balzers CPD 030) 3,00 8,00 16,00
Otros
Hora de técnico 20,00 50 100
Hora de técnico para formacion 6,00 50 100
Hora analisis de imagen 1,00 5,00 10,00
Hora de redaccion de Informes 20 70 140
Ud. placa fotografica de transmisién 1,60 4,00 8,00
Unidad fotoprint (videoimpresion) 1,00 2,50 5,00
10 Uds. portamuestras para MEB 10,00 20,00 30,00
Caja portamuestras para MET (50 muestras) 10,00 25,00 50,00

OTROS CONCEPTOS Y SERVICIOS

A A A
Andlisis por espectrometria de descarga incandescente convenir convenir convenir
A A A
Otros convenir convenir convenir
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